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IOLTS2021に参加してきました。

Zoomでの開催
- 6/30(水) 22:30~22:45 (JST)

- 学会URL : https://orion.polito.it/iolts/
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IC試験と等価時間サンプリング

𝑻𝑪𝑳𝑲

サンプリング
CLK

被測定波形

TSIG

● IC試験時に入力信号は制御可能
周期 TSIGの入力 → 周期 TSIGの出力信号

被試験IC
信号
発生器

サンプリング
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貴金属比サンプリング

𝒇𝑪𝑳𝑲 = 𝑴× 𝒇𝒔𝒊𝒈
𝑀 : 貴金属数

周期[𝑚𝑠]
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𝝋 : 黄金数 ( = 1.6180339887… )

最大距離／最小距離 ＝ 𝜑, 𝜑2 （比が一定）

サンプリング点 ：常にまんべんなく分布

𝑀 =
𝑛 + 𝑛2 + 4

2

定義式


